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Solution d’automatisation d’un banc de test avec NI TestStand
capable de valider toute une famille de produits de la société VOGO
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Les présentateurs : Damien LAMY \7A\Y/
—

Chef de projet depuis plus de 10 ans

sl Responsable produits MESULOG

Certifié Formateur
* Architecte TestStand e TestStand
e Architecte LabVIEW e WATS

TestStand LabVIEW
Architect Architect
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Les présentateurs : Luc DESRUELLE NN

Président de NERYS GROUP
Directeur de MESULOG

Certifié LabVIEW Champion

 Developer TestStand et auteur livre LabVIEW
e Architecte LabVIEW

F—————
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TestStand LabVIEW b e
. Vi
Developer Architect LabVIEW : E
DITION g
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4 )

Nous concevons des bancs de tests,
et des systemes de mesure avec une
expertise forte en développement
logiciel et en sélection de matériel.

o /
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La société MESULOG en bref N N

* Activité : Développement logiciel test et mesure WATS
 Compétences : NI LabVIEW, TestStand, VeriStand &S  Partner
* Localisation : Moirans (Grenoble, 38)

* Partenaire National Instruments, WATS, Pickering 1 |

* Développeurs certifiés LabVIEW et TestStand

ARCHITECT ARCHITECT L L eeeeeeee N ( Q - —— §
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el Banc de test & i Séquenceur [ Rapport de test \ — Coll|ecte;t
Banc de mesure automatique personnalisé ana VSf-' =
\ données /
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Nerys Group en bref

Nerys

A Nerys Group Company

2007 — 15 pers
Gardanne (13) & La Croix de la Rochette (73)

Concepteur de bancs d’essais, de tests, d’endurance,
de caractérisation et de controle.

* BE mécanique, électrotechnique, électronique, et
de développement Logiciel

* Systemes de mesure

* Cartes électroniques

* Mesures physiques

* Modélisation - conception

* Certifications LabVIEW

*  Formation LabVIEW par Certified Professionnal
Instructor (CPI)

* Partenaire NI (ex National Instruments)

19/06/2025

NERYS GROUP

Création en 2022 — 22 pers

Conception de bancs de tests,

m— d'essais et de systemes de mesure

= Conception — Réalisation — Intégration- Rénovation — Maintenance

= Collaborateurs spécialisés en développement logiciel, électrotechnique,
électronique et mécanique.

= Expérience multisectorielle

= Démarche qualité

= 3sites

.

Mesulog

A Nerys Group Company

2000 - 7 pers
Moirans (38)

Etudie et réalise des logiciels spécifiques dans le
domaine du test et de la mesure.

* Développement sur plateforme LabVIEW,
TestStand, VeriStand

* Spécialisée dans le pilotage de bancs de tests, de
caractérisation et d'étalonnage ainsi que dans
I'acquisition et le traitement de mesures.

» Etude de faisabilité, aide a I'expression du besoin

* Optimisation, fiabilisation de code

* Analyse, présentation des données

* Certifications LabVIEW et TestStand Architect

* Partenaire NI (ex National Instruments)
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Nerys Group : notre métier

.

Systemes controle Intégration armoires et baies 19"
commande et Raccordement entre capteurs, actionneurs et matériel d'acquisition :
mesure Développement de valises de mesures

Spécifiques NI LabVIEW (RT, FPGA), NI TestStand, .NET, C, C#, C++, Python
Communication : Ethernet, Série, Modbus, CAN, LIN, EtherCAT, GPIB ...
Produit personnalisable : VASCO

Compétences analyse de données : développements spécifiques et WATS

Logiciels de test et
de mesure

Prototypes et petites séries

Systemes . es
électroniques ® Analogique / Numérique
®* FPGA /VHDL
Interfaces ® Modélisation / Calculs / Conception / Intégration
Outillages ® SolidWorks

mécaniques

® Techniques : les produits et logiciels NI (LabVIEW & TestStand) & solution WATS,
Méthodes : Lean management, 5S, Agile, ...
Conduite du changement, stratégie, communication, management & organisation, relationnel

Formations
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Nerys Group : notre métier

Systemes controle
commande et
mesure
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Logiciels de test et
de mesure

DAY YN

Systemes
électroniques

I
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Interfaces
Outillages
mécaniques

Formations
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Nerys Group : notre métier

Systemes controle
commande et
mesure

Logiciels de test et
de mesure

Systemes
électroniques

Interfaces

Outillages
mécaniques

Formations
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Exemples
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Nerys Group : notre métier

Systemes controle
commande et
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Nerys Group : notre métier

VAN

Systemes controle
commande et
mesure

Logiciels de test
et de mesure

Systemes
électroniques

Interfaces

Outillages
mécaniques

Formations
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Deep Learning Python
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Nerys Group : notre métier NN

Systemes controle
commande et

.

mesure X . | Produit Vasco
Algorithmes dans systemes cRIO RT | e S, .
9 y . Acquisition & generation
Logiciels de test
et de mesure ‘ Modeéle MATLAB Simulink I
o T2 —fii . ,§’e o
Systemes " me JJ s g ?‘E
électroniques —— % $
o! 1
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Z 0 ! Vasco standard !
mécaniques ! !
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Nerys Group : notre métier

Systemes controle
commande et

mesure e ‘ “”:' $ ' .f-\ > Exemples

J28
LN35—ext
_ S0PIP-ext-2

=5 oo

Logiciels de test et
de mesure

nY

03¢ eyned-BIGIR D 5
_esmwuacsE e

S68-LMS028
Plethy-Dif¢

(o) SDP-LME
PCB: AN-16060-01-70-

)
<
1
.
it
0
10
-l
"ol
=5
[
20
e T
o
-85
2
o)
i
2
£
=
=i
&

DATA LINK LAYER

Systemes
électroniques

ez o o e || f| |

o
248K DDKRZC 1

ED 8 i2¢' =1

o T A Neruys 1

o

SuperVent -
PCB: AN-16060~-01~70-50-04-A3

Padl Pad2 Pad3
O Inserm® O O

oo

Interfaces B o\ T,
Outillages
meécaniques

Padi  Da

© Inserm

Formations

I

19/06/2025 NI DAYS 2025 — Présentation TestStand / VOGO - Tous droits réservés — MESULOG 2025




Nerys Group : notre métier

.

Systemes controle

commande et
mesure Exemples
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Systemes
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Nerys Group : notre métier

p
Systemes controle
commande et
mesure

Logiciels de test et
de mesure

Qualiopi

 Systemes / processus certifié
électroniques

I 3 REPUBLIQUE FRANCAISE

Interfaces
Outillages
mécaniques

Formations
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Nerys Group : notre métier

Systemes controle
commande et
mesure

Logiciels de test et
de mesure

Systemes
électroniques

Interfaces
Outillages
mécaniques

Formations

Démarche Qualité :

Documentaire - Interne (PSSI, PRA, PCA)
Outils gestion projets - Projets clients
Expertise & revue de code - Conseils (CVE, CWE)

Results List

= i_Control Alignment
tr

i Open unZip Filevi
& SetUnzip File Date Time.vi
& Unzipi

@ Show Failures Only O Sort by Vi ! - High Rank Test

Descri

sults Window = X
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o
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Démarche Cybersécurité :

- SAST (Analyse statique)
- DAST (Analyse dynamique)

NI VI Analyser Nerys Group SAST Analyser

Add File to Zip.vi
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© Sort by Test i - Low Rank Test

iption
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dl@mesulog.fr
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LabVIEW ? Vous avez dit LabVIEW ?

NI LabVIEW. pour en donner une premiére version simple, est un outil gui parmet de réaliser des logiciels ori )
EXPERTISE TESTSTAND
permettant de piloter facilement des cartes d'acquisition et instruments, de filtrer et d'analyser les signaud

| dispose de nombreuses fonction

données.

= LabVIEW

- sy et

 Bic Whie Locture g it e

Présentation &
Sauvegarde

Acquisition & < Analyse &
Génération Traitement

h  Publication &
Echange
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En quoi consiste NI TestStand ? VAN

Via site ni.com : NI TestStand est un logiciel de gestion de test prét a I'emploi pour les
tests de validation et de production

[...] Qui élimine la nécessité de développer et de maintenir en interne des sequenceurs

Développer et maintenir
son logiciel de test « Maison »
A . ,

vec une équipe de développeurs

Choisir NI TestStand c’est faire le choix :

Sélectionner un séquenceur de test
prét a 'emploi

Se concentrer sur son metier

.NI TestStand

19/06/2025 NI DAYS 2025 — Présentation TestStand / VOGO - Tous droits réservés — MESULOG 2025




Quelles sont les attentes d’un logiciel de test?

TestStand couvre I'ensemble du spectre du test de validation de produit

4 )

I NI TestStand

] \ TestBench 4 I \

Ve

[ Séquence N°1 -Test Analogique

[Step2: TestTension

[ Séquence N°1 - Test numérique

I UGJ O

Interface

Editeur de ‘ ’ Rapport
; Opérateur
séquence . de test

spécifique

Définir et Coder la S’interfacer avec des Exécuter et visualiser le | Visualiser le rapport et
stratégie de test dans langages de déroulement du test Trace d’exécution
I’éditeur de séquence développement
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NI TestStand : Un séquenceur de test prét a I'emploi

Avertissement : Cette page est volontairement surchargée

— Réalisée par des professionnels — Merci de ne pas reproduire dans un séquenceur « maison » —

Couvre I'ensemble du spectre du test de validation par des fonctions « prét a 'emploi » telles que :

* Interface d’édition des séquences de test : Définition et codage de |a stratégie de test dans I'éditeur de séquence
* Automatisation des étapes de tests par « un Framework » configurable : gestion erreurs, conditions, etc.

e Gestion des résultats

* « Briques » logiciels génériques : boucle, séquence, case, détermination du statut, limite, base de données, formules

* Intégration native avec des langages : LabVIEW, Python, C/C++, .NET, etc.

e Génération automatique de rapports de test (XML, HTML, etc.) ou personnalisé

* Tracabilité & journalisation : Enregistrement complet des résultats et des historiques de test.
 Mode mono produit (Séquentiel) & multiproduits (Parallele) : tests en parallele

* Gestion de versions et des configurations de test.

* Gestion des droits utilisateurs

* Mise au point et diagnostic en exécution

e Seécurité informatique et maintenance du produit par équipe NI

NI TestStand Couvre I'ensemble du
spectre du test de validation par des
fonctions « prét a I'emploi » telles que:

Crrm— S Rt

—_— des étapes de avec des lengages:

e tests par LabVIEW. Python,

— | «un framework» C/C++, .NET, etc.
configurable & Génération

Automatisation automatique de

@ des étapes de tests rapports de test

par «un framework » (XML, HTML, etc)
configurable Q ou personnalise
gestion erreurs, conditions, etc. o

[F=3 «Briques»logiciels
E géneriques :
boucle, sequence, case.

détermination di
base ded

u statul, limite
s, formules Mode mono produit
(Séquentiel) &

multiproduits (Paralléle)

==| Gestion de versions
:Q et des configurationen de test

Géstion des droits
o-' utilisateurs

Mise au point et int et

diagnostic en éxécution E diagnostic

e . en exécution

Sans avoir a développer & maintenant
[soi-meme & entierement] I'architecture du test
Avertissement : Cette page est volontairement surchargée

— Réalisée par des professionnels - Mérci de ne pas reproduire
dans un séquenceur « maison » —

Sans avoir a développer & maintenir [soi-méme] le code du séquenceur
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llustration par une étude de cas VAN

DOSSIER DE TEST

| \‘ﬁ 1) Test Power
> Vérificationcable
> Ttat des condensateurs

Le Cahier etstylcr
Disponibles |
- Stand, 19 NERYS Growp =

- - NI Days2025-




lllustration par une étude de cas N N

=

==

—~_ DOSSIER DE TEST

z“ 1) Test Power

SO Verification calble N
"> Etat des condersatewrs

X S Meswwe tensions

? — et

=) TestROM

=
5 3) TestCPU
T B
g 4) Test RAM
| . e SR || T e
:@ZE£Y@%z____m_____
e e e N
= 5 6) TestKeyboard, O

5!

NI TestStand

(D Test POWER
= Test 1
- Test 2
- Test 3
(2) Test ROM
- Test 1
> Test 2
(3) Test CPU (Disabled)
(@) Test RAM
- Test 1
- Test 2
(5) Test VIDEO
- Test 1
- Test 2
(&) Test Keyboard
- Test 1
- Test 2




lllustration par une étude de cas A4

DOSSIER DE TEST

1) Test Power

> Vemﬁcoufmwc&b%&
> Etat des oond,e/ymtwy

> Meswre tensions

| OQ@) e
| E@ Video

| %] @ Keyboard

¥ 3) Test CPU JREY
4) Test RAM i
5)TestVidéo
6) Test Keyboowd, D

Select Simulated Components to Force Fail:

| M @ Power

B () rom
() ram

Steps: MainSequence
- Pz

= Setwp (2)
B INITO1 - Int Instrument
5 INIT02 - int Operator Intedace
<End Group>
Man (6)
B TESTO1 - Test POWER
S TEST02 - Test ROM

NI Te [ TESTO3 - Test CPU

@ Test P( B TESTO04L - Test RAM

- Test B TESTOS - Test Video

- Test S TESTO6 - Test Keyboard
@—) Test <End Growp>

Test R{

> Test - Gump @3

- Test 5 CLOSEO! - Close Instrument
@3 Test cf = CLOSEO2 - Close Operator Intedace
@ Test R <End Growp>

- Test

- Test'=
(5) Test VIDEO

= Test 1

= Test 2

@ Test Keyboard

- Test 1
- Test 2




1> Verm/catmvcaiﬂe/

S Mwe/ tensionsy |

EB’E"EILHFLFHHU 4
!
g
g

Fonction a tester =
Sous Séquence

Select Simulated Comp)

! %) @ Power

(@) rom

| OQ@) e

() ram

| & @ Video

| %] @ Keyboard

= Man ()

B TESTO2 - Tast ROM

[E TESTO1 - Test POWER

E Power ON (24V)
B Vérification cable

E Etat condensateurs
B Mesure Vecc = 5V

& Power OF

F

E Mesure Vout

L Pass/Fail Test
L Mumeric Limit Test
L Muttiple Mumeric Limit
L String Value Test
L Action
fx Statement
. Message Popup
FTP Files
~I Flow Cantrol
'
s« Hse
QE Faor
*2 Whie
*= Case
+1- Synchronization
th Database
+1- Data Streams

Personnalisés

Test

Environnement
de
programmation

code personnalisé
Code module




eur de séquences
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Définition et codage
de la stratégie de test

NI TestStand bit) - Sequence Editor [Edit]
Fle Edt View FExecute Debug Corfigure Source Cortrol Tools Window Help

Insertion Palette x ", Types: LPIT_MyTypesini

Steps: MainSequence

T X E Computer Motherboard Test Sequence...

Step Types

Sequences Variables

L LabVIEW SEQUENCE - >z NAME VALUE
- Tests {MainSequence B2 @ Locals (MainSequence’)
CPU Test HH
i L Pass/Fail Test =] ~ E5 ResultList rd
cese . ° EcPu Diagnostics Setwp @)
L N Limit Test - Tg PowerFail False v
e ot L B e T CPUFail Fal
: L Mutiple Numeric Limit Test B INITO2 - It Opecator ntedoce F CPUFai alse v
L Sting Value Test o - Tp ROMFail False v
<End Growp>
L Action Man 6 Tr RAMFal False v
B Seauence Cal 8 123 KeyboardValus 0
S TESTO1 - Test POWER
S Statement
123 VideoValue
3= Propesty Loadsr & TESTO2 - Test ROM bt ik fo st Lol
0 inseit Lo
~f7 Label B TESTO3 - Tet CPU
® Message Popup E TESTO4 - Test RAM = ofd Parameters (MainSequence’)
2 - e ioblo TESTM'TH“*O <Right click fo insert Farameder>
TESTOR - Toa = [ FieGiobals (Computer Motherboard T.
. <Right click to insert File Global>
Palette standard s>
dletie standar - ¢ @omrcn

BB ThisContext

NI TestStand S
Détail d’une

séquence de test

P Sweep Loop
~L Break

L] Continue

B Select

= Case
~[om Goto
- @ End
+- Synchronization (No file specified)

.-
Database Vi Path ROM Testi Ve rE L0972 =
- Data Streams

Step Settings for ROM Test
L Module  Data Source  Properties
VICall

- LabVIEW Uity |C \Users\PublicDocuments\National Instruments'\TestStand 2020 (32-bit)\Examples\Demos\Computer Motherboard Test'\LabVIEW\ROM Test.vi |
i
H- LabVIEW NXG Uity PARAMETER NAME TYPE INOUT  LOG DEFAULT  VALUE ROM Testvi
- 10 Configuration ROMFal Boolean in m} O Locals. ROMFail v ROMFail o] - Result
Result Bodlean out O Step.Result PassFail v == error out
Templates/I0 Configurations emer out Container "y ot O Step.Resuit Emor B Tests the Read Only Memary (ROM) on the motherboa
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Interface opérateur

Interface opérateur Exécuter et visualiser le

:
NTETE déroulement d
+ Sequences + Varabes
: N\ Mesulog |estBench eroulement adu test
‘
, Test
B ormserenes?
[ e e Please stop cabin and stop TestBench 24V
R ] Select Product -~ l Test UUTs |
: Y L {ﬂ} Functional.seq vJ Station User
Sicp Setingsfor oM Test o HPO6 S
In 4 [lEI MainSequence v]
“meam es007-
e e R Comment Bl Maintenance Start Time | 2016/03/01 18:50:56
. v e end ey (M b
- Test Waiting End Time | 2016/03/01 18:53:57
Bl 7est Running Remaining 00:00:00
OK
Exécuter et visualiser | P
déroulement du test
FAILED PASSED PASSED
pC13 PC13 pCI3
_ 1900000AD267F321 1][2]3] E[2]]3 pC12 1900000AD267F322 1[2]3] IR[z2][3 PC12 1900000AD267F323 1][2]/3] BRIz2][3
Nom Main __ Limit min_Limit max_Status Nom Main _ Limitmin Limit max Status Nom Main _ Limit min_Limit max Status
Process 1 - Aridge PASS Process 1 - Aridge PASS Process 1 - Aridge PASS
Configuration des shunts (100R) PASS Configuration des shunts (100R) PASS Configuration des shunts (100R) PASS
Etalonnage PASS Etalonnage PASS Etalonnage PASS
New capacity 2.807 28 4 |PASS New capacity 2.807 28 4 PASS New capacity 28 4 | PASS
facteur correctif temperature 0978 0 1 PASS facteur correctif temperature 0978 0 1 [PASS facteur correctif temperature 0978 0 1 [PASS
facteur correctif densite 0.978 0 1 | PASS facteur correctif densite 0978 0 1 |PASS facteur correctif densite 0.978 0 1 [PASS
Pression capteurs 6.200 5 9 | PASS Pression capteurs 6.200 5 9 |PASS Pression capteurs 6.200 5 9 [PASS
Temperature capteurs 2600 0 50 | PASS Temperature capteurs 2,600 0 50 | PASS Temperature capteurs 2,600 0 50 PASS
Phase error 6.200 -30 30 | PASS Phase error 6.200 -30 30 [PASS Phase error 6.200 -30 30 PASS
Mag error -18.051 -30 30 | PASS Mag error -18.051 -30 30 |PASS Mag error -18.051 -30 30 | PASS
Process 2 - Dridge Meas Process 2 - Dridge Meas PASS Process 2 - Dridge Meas PASS
Configuration des shunts (10R) Configuration des shunts (10R) PASS Configuration des shunts (10R) PASS
Etalonnage Etalonnage PASS Etalonnage PASS
New capacity 2.807 28 4 PASS New capacity 2.807 28 4 |PASS New capacity 2.807 28 4 [pASS
facteur correctif temperature 1.001 0 1 facteur correctif temperature 0978 0 1 [PASS facteur correctif temperature 0978 0 1 [PASS
facteur correctif densite 1978 0 1 facteur correctif densite 0978 0 1 [PASS facteur correctif densite 0978 0 1 [PASS
Pression capteurs 0.000 5 9 Pression capteurs 7.000 5 9 |PASS Pression capteurs 7.000 5 9 PASS
Temperature capteurs -2.600 0 50 Temperature capteurs 10.600 0 50 PASS Temperature capteurs 10.600 0 50 | PASS
Phase error 10766.200 -30 30 Phase error 6.200 -30 30 | PASS Phase error 6200 -30 30 |PASS
Mag error -18.051 -30 30 [PASS Mag error -18.051 -30 30 | PASS Mag error -18.051 -30 30 [PASS
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Architecture géneérale

19/06/2025

.

LabVIEW

. Mesulog TestBench
T S

Moteur TestStand (Serveur ActiveX)

i1 00

i1 00]

DLL i 00

LabWindows/CVI .NET C/C++ Serveur
ActiveX
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Composition d’'un projet TestStand

TestStand
Architect

Architecte (Certified TestStand Architect)
Réalise la structure (Framework) & Process Model

TestStand LabVIEW
Developer Developer

Développeur (Certified TestStand Developer)
Réalise les briques métiers

Test writer (Spécialiste produit = écriture séquence)
Réalise I'écriture de la séquence de test a partir des briques métiers
Et des briques prétes a I'emploi fournies par TestStand

V. Mesulog TestBench &)

Opérateur —_—
Exécute la séquence de test |2
A partir de l'Interface Opérateur =
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MESULOG : Nos produits téléchargeables VAN

Test Execution

EEIEE UUT Result Data PDF Report

{3 Smulation Diskog

13 Tum Vacuam Tale On ] XML Result Data ;
cEnd g — i ~Ny Mesulog
S Main (17) i Custom Report Generation A Nerys Croup Company
P Te
Bfonen Teu Template File Path Computer motherboard Test Sequence
D t *%CPU o C:\Mesulog\TemplateBuilder\SequenceFileTest\_MoncUUT_Demo_Template.xlsx [ .
“ I ROM Test = ,'w_&mw ]
mx eps gml‘; Execution Trace File Path |
{3 Keybord Test C:AMesulog\TemplateBuilder\SequenceFileTest\_MonoUUT_Demo_[0001]xml R .
T
< N
® ) CPU Diagrostics 0 Report Folder Directory rest ssed
DM (s s C:\Users\Test\Deskt = - I
R \Users\Test\Desktop
ﬂmwn 0 T E— 0 — -
Je—

;:" 67354, Generation Complete e Corpemr
{8 Powenp Disgrosics ;‘:‘ Generate Report =
+ End ~
<End Geoup> “Powe| i
5 Clearup (1) Pasei ia
3 Tum Vacuum Table OF @ ToaTme -— Excel Report

C:\Users\Test\Desktop'_MonoUUT_Demo_[0001].xlsx

I—’ «En

+ M
Open PDF Report

OPC DA Connect —
Custom Report Toolkit e : e

Open Excel Report

PDF Report
C:\Users\Test\Desktop\_MonoUUT_Demo_[0001].pdf

E]
Qér VERIFY BATTERY >
WATS by VIRINCO & - —
a V 99.4 % (14 809/14 905) X 0.6 % (96/14905) gy ET_NLT o=\
MEASUREMENT DETAILS | LAST 1000 DATA POINTS n - ]
o Wiy Some i Lower Limit Process Average Upper Limit
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NI TestStand, quand l'utiliser ?

Tests en R&D :

Caractérisation, validation, design
Tests endurance

Tests en Production :

Synthese : Besoin de test automatisé :

Conformité de produits (notion numéro de série)
Test composants, sous-ensembles
Produits électroniques, mécaniques ou logiciels

Diversité des produits et instrumentations

Réduction du développement par la réutilisation de code
Intégration facile avec d'autres outils et langages
Exécution distribuée et parallélisme

Suivi de production (WATS)

Rapport de test, base de données

Débogage et déploiement simplifiés

Collaboration entre équipes multi-profils (développeur, responsable produit, opérateur...)
Qualité, rapidité, support NI, pérennité, solution éprouvée, réduction des colts
Standardisation des procédures entreprise

Gestion des utilisateurs et sécurité
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Présentation de VOGO

Fondée en 2013 a Montpellier, VOGO est spécialisée dans le
développement de solutions innovantes de communication audio

(gamme VOKKERO) et de diffusion live & replay vidéo (gamme
VOGOSPORT).

L'entreprise s'adresse aux secteurs du sport, de I'événementiel
et de I'industrie, avec une attention particuliere portée a la

faible latence, la mobilité, et la simplicité de déploiement.

VIDEO



VOKKERO : Gamme de produits audio

4 \
- NLILALE:

VOKKERO GUARDIAN VOKKERO ELITE

Industrie Sport
BTP, industries, Arbitres, coachs, analystes,
transports, énergies et sécurité médecins, vidéo

L'entreprise est réputée pour son expertise et ses solutions, de filtrage de bruit élevé, brevetées.

Les produits doivent étre fiables, robustes et soumis a des tests rigoureux
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Solution de test NI TestStand

e Unification des testeurs

* Un seul systeme de test
e Mono et multi produits
 Modularité et souplesse d’utilisation

e Gestion de la diversité
e  Produit
e  Matérielle

e Suivi et analyse de production
* Analyse de capabilités

 Détection de dérives Nl TeStSta ﬂd

* Optimisations
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Unification du testeur

Un seul et unique systeme de test pour toute la gamme de produits VOKKERO -> NI TestStand

Selection automatique de la séquence de test avec deux modes de fonctionnement :

Tests mono-produit (Sequential Model) : Tests multi-produits (Batch/Parallel Model) :

)
Test 1
Test 2 Execu.tlon sllmu.ltanee
sur plusieurs équipements
Test 3
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Unification du testeur

Un seul et unique systeme de test pour toute la gamme de produits VOKKERO -> NI TestStand

Selection automatique de la séquence de test avec deux modes de fonctionnement :

Tests mono-produit (Sequential Model) : Tests multi-produits (Batch/Parallel Model) :

T = - e — I
NP A\ Mesulog VOGO Banc de test MultiUUT erees el -4
N\ Mesulog VOGO Banc de test automatisé ég vioo
- 8252400014 m Tous les produits sous test sont = == |
W:M < CONFORMES ; . Tous les Cp(r)oﬁggs Rs’aléss test sont
e
p

Ty

wwwwwww

PERRRRRREEERRREENINY

e Interval of Statistic Display o
15/09/2024 --> 24/12/2024

(e simrter — iode VO3 Baciodesea o S Seleied b o S
—

|
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Unification des modules d’'|HM

i Opdcates vo
vo VOGO Banc d“emtest MultivuT prc G0
VOGO Banc de test automatisé S0
[oeecsonaves e ———
w5200 Tous les produits sous test sont Sequences ’ >
e < (?ONFORMES coumagr R = Tous les produits sous test sont
CONFORMES

I 1223500026 __|VOBISOAAATI

u 224700366 | VOBTSOAAATI 1T

T

e %
T > 2

1510972024 > 20122024

Dot 15Ot [P Bemin ] 1§ b Bemis

Test Min Mesure Max Unité Status
Lecture RecapRef Passed
RaZ Paramétres Passed
Check MCU Current Versior 02.0620 = 02.06.20 Passed
Check DSP Current Version 02.06.07 = 02.06.07 Passed
Check MCU New Version | 02.0620  02.06.20 Passed
Check DSP New Version 02.0607 = 02.06.07 Passed
Mise a jour Firmware Passed
Ecriture Référence Passed
Ecriture Numéro Série Passed
Ecriture Type Passed
Ecriture SousType Passed
Ecriture FCTBIT Passed
Ecriture Canal Passed
New AccessoriesVersion A07 A07 Passed
Ecriture Table Accessoire Passed
Reset Save Passed
Ecriture paramétres Passed
Etiquette Conforme? Passed
Vérification étiquettes Passed
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ication des modules d’'IHM A2\

V. Mesulog

Mesulog VOGO Banc de test MultiUUT ks souzzs ég
VOGO Banc de test automatisé va 7
[ seectonavtest  Jacion |
m Sequences
Tous les produits sous test sont
CONFORMES

- T e

Lecur Possed l 1223900028 |VO8150AAATI-9.
ne oy
=
s
W S Wi

= I e
Pt Step S )
poe o e
e s
fons
— Fased
et -
Rl sk
Pt s e
i o pems T ecnmantn =
oot foot

Gt O Cobpmion Guh A

DatentelofStatistic Displayed
1510972024 > 20122024

_/

19/06/2025

< s =>» Configuré depuis un Step Type

" 2 Configuration Send Questions...

W'\  Mesulog InteractiveZone
Module Identifier
Locals.ModuleID S
Message
i t t Tur e
Media (picture, video, text)
{Locals.Media} v
Options (button label)
1"0K™,"K0"} S
Number of line to display
S

Timeout (in seconds)

"Without Timeout fev

Font Message Color Text Message Color

, ® Cancel
Terminer
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Unification des modules d’'|HM

V. Mesulog VOGO Banc de test automatisé

i — ourzs vo
VOGO Banc d“emtest MultivuT o prc s G0
Tous les produits sous test sont
CONFORMES

a<
06

nzszeonne [ wanr | Tous les produits sous test sont
= CONFORMES

- g >
tep Settings for Set Product Reference Board Passed | 1 =
T e Bosrd Fited [T
e D) TestError| 1 i
Test Aborted r

e oy a2 C i tton U1 Pt T Date Interval of Statistic Displayed
15/09/2024 --> 24/12/2024

T
TR R E TR E

FPY Board Passed | 1
1
o ]
I 33 /O Test Error I 1
]

Test Aborted

Date Interval of Statistic Displayed
15/09/2024 --> 24/12/2024

=>» Pas de code additionnel dans les séquences de tests
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Gestion de la diversité

| Séquence de test produit |

v @ ELITE
# ELITE_CHARGER > Elite_Charger.seq
# ELITE_CONFIGURATOR ——— Elite_Configurator.seq
+ & ELITE_ESG > Elite_ESG.seq
# ELITE_MultiUUTs > Elite_MultiUUT.seq
# ELITE_PCBA > Elite_PCBA.seq

v & GUARDIAN
GUARDIAN_CONFIGURATOR
GUARDIAN_EXTENSION
GUARDIAN_MECA
GUARDIAN_MultiUUTs
GUARDIAN_PCBA
GUARDIAN_WI

(BRI SRS

(RS
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Abstraction matérielle (HAL) VAN

| Séquence de test produit |

Couche d'abstraction matérielle HAL (Hardware Abstraction Layer)
- Permet la gestion de la diversité de l'instrumentation

Abstraction
matérielle (HAL)

Instrument

Instruments NI PXI-4081 Instr 1 Instr 1 Instr 1

Keithley 2700 Instr 2 Instr 2 Instr 2

1
: 1
H |
P
H
|
o
|
H |
|
|

1

Pilotage instrumentation via appel de la couche HAL :

-> Simplifie I'ajout d'un nouvel instrument

-> Pas de modification des séquences en cas de changement d'instrument
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Abstraction produit

Couche d'abstraction Produit
- Permet la gestion de la diversité des produits
- Fichier sequence de « Fonctions Produit »
* Liste les fonctions produit
« Realise l'aiguillage en fonction du type
de produit (GUARDIAN/ELITE...)

1 1

| |

(I N

[ F

(I P

[ H |

L L Sequences
: H .

: i Produits SEQUENCE

o Instruments P

I i & DUT Set BootloaderMode

[ : ! : . B puT Set AudioMode

: : : : MOde AUdIO MOde EmISSIOn - EDLITSE’( Reqgister AudioMode Temporany

1 | 2 DUT Set Product Reference
1 1 ! 2 DUT Get Product Reference
1 """" ! ELITE (CMD X) ELITE (CMD 2) B DuT 5et Corfigurator Name

Abstract.lon GUARDIAN (CMD V) GUARDIAN (CMD W) ES DUT Get Register Type
prOdUIt = DUT Get Register SousType

| Séquence de test produit |

Abstraction
matérielle (HAL)

|

|

|

: 2 DUT Get Register FCTBIT
1 E DUT Get Register CalFreq
1 E DUT Get Register FregCorr
|

|

|

|

|

|

|

E DUT Get Register Canal
EH DUT Get Register AudioHw
= DUT Get Register RadioHw

Produits

-> Simplifie I'ajout d'un nouveau produit
-> Pas de modification des séquences en cas de changement des fonctions produit
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Abstraction de mesure (MAL)

__I Séquence de test produit |‘"

Couche d'abstraction de mesure MAL
(Measurement Abstraction Layer)

Couche d'abstraction matérielle MAL :

Permet la gestion de la diversité des mesures
Simplifie I'ajout d'un nouveau type de mesure
Appel des couches HAL et produit

Abstraction Abstraction
matérielle (HAL) | :: produit

Exemple MAL : Test Emission Radio

Produit : mode émission Radio

HAL : Configuration analyseur de spectre
HAL : Mesure analyseur de spectre
Produit : Produit en mode normal

Instruments Produits

-> Pas de modification des séquences en cas de changement de fonctionnement de la mesure
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Parameétrage produit

%7 Enregistrement automatique < ELITE TERMINAL PCBAxlsc - Excel (Produit sans fic.. Damien LAMY (MESULOG) 68 4

-—- Séguence de test produit - -

Fichier ~Accueil Insertion Dessin  Mise en page Formules Données Révision Affichage Automate  Aide | @ commentaires

Rechercher et
sélectionner ~

Presse-papiers Nombre Cellules Edition mpléments

F13

Test Ioff

HMI Test t a HIghEXpr  USELOWEXpr UseHighExpr

HMI Test Check Current A . TFalse TFalse
eception Measure Current Check Rx Current Consumption A HighExpr  UselowExpr UseHighExpr

RF Reception Sensitivity Check RSSI RX1 - - TFalse TFalse
RF Reception Sensitivity Check RSSI RX2 - - HighExpr  UselowExpr UseHighExpr

HMI Test MIC Check MIC Discharge Time TFalse False
HighExpr  UseLowExpr UseHighExpr

| | 1 aes} "False "False
| 1 HighExpr  UseLowBxpr UseHighExpr

| | 1 _-ontainerValues} False False
Limits HighExpr  UselowExpr UseHighExpr

e T T .

ficontainervalues} TFalse TFalse
Limits HighExpr  UselLowExpr UseHighExpr
'(Contai nervalues} "False "False

Abstraction Abstraction
matérielle (HAL) produit

r r r

EELTY | Limits_Str | Note

Instruments Produits

Un classeur Excel par
reférence produit associée
a une séquence de test

Paramétrage produit 4—"}" Property Loader % Excel
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Suivi et analyse de production A\’
MN| TestStand
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Suivi et analyse de production (WATS)

e QOutil de suivi de statistiques de production
 Clé en main gg

e Activable sous NI TestStand via plugin

[ N
* Stockage en base de données (Cloud, serveur local) WATS

 Visualisation via pages Web AV VIFINCO
* Tracabilité des tests

* Analyse des défauts
e Capabilités (CP, CPK...)

* Objectif
 Améliorer le processus de test
* Gagner en productivité
 Déceler des dérives
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WATS — Carte thermique des problemes A\

Q¢ WATS > Analytics » Process heatmap Q, Search ﬁ o 0 °

(/

t WO Savefilterchangesy . Manage 2024-May-12 00 - 8 = = = o C Q

=] neber - = PCBA Test A 1 = SW Debug A < = RMA test A < = Manual Inspection & < = First of line test & < 8 Functional Te:

272986 »*

RTY LPY¥:00.0 %
TOP 10 TEST IS5UES

285767 Ed

Verify Ethernet 24 98

C§ 3 %68 Issues \./

Verify Battery

EI'I
[

Measure +5¥_BC current with D... 48

i
o
w
*
b
&
7
&
&
]
EI 1

01 Izsues wee

RTY LPY

Is PPM offset within calibration r... 48
271488 »* nit #:338 Retest#:118

Read SW Fart Number

o B

B5.8 % Cy 13 W, 19 | |ssues

Issues

Get MAC Address 12

Cy 1 Issues

Calibrate RTC

E f= B

1]
[x1]
LA
i
[11]
+

-
I

I

Get IP Address

He

100200 -

[ Issues wee 58.39 04 4 Issues wee 0.0 % ¥ 1 ssues 85.7 % 0 2 | 9 32 Issues wee 00 % [ Issues 00 % [m |
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WATS - Analyse d’un pas de test

VERIFY BATTERY
[
' 99.4% (14 809/14 905) ¥ 0.56% (96/14 905) gog ET_MLT
IMEASUREMENT DETAILS | LAST 1000 DATA POINTS
Grouping:

-3¢ —— High limit —— Low limit

— =
b |
B,
t
i
—
== 1
1._;

"""f"“""r“"r“h T 8K e ‘*"‘#" r‘rr"f" [
Flm . rﬂf“[‘ﬁ”w 5[\ |

!
4 T | .% l. il
| | ' | | |

n [}

- Q  Resetzoom  ¥¥ Chart options

19/06/2025
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WATS, pour aller plus loin

e contact@mesulog.fr

e www.mesulog.fr

e Informations sur WATS

IERS » PRODUITS v  ACTUALITES

< WATS BY VIRINCO >

CUSTOM REPORT TOOLKIT

TS+
DAOMX STEPS
SERIAL STEPS

Jer de
MODBUS STEPS
! dB pr( 0OPC D& CONNECT
K220 TOOLS
19/06/2025

CONTACT

Qé

[

WATS

Partner

expl

www.mesulog.fr,

MESUIDQ ACCUEIL  ENTREPRISE

Mesulog, partenaire officiel de WATS de VIRINCO pour collecter et analyser les données

EWp mportan s. Dans un B
des indicateurs de contrile qualité (KPls), de réparation =t d'amélioration de la production, il est
nécessaire de les exploiter et de les analyser. La finalité est d'avoir la maitrise de vos donnges de

production.

st Data Managema

ld _A_LA_L 44 ddaa

i d Ba8d 44 adds

Qé

[\

WATS

Partner

Collecte de données sous NI TestStand et analyse sous WATS - Tous droits réservés — MESULOG 2024



mailto:contact@mesulog.fr
http://www.mesulog.fr/

Témoignage de VOGO AW\

dans le cceur du systeme.

Nous pouvons manager des outils de test puissants sans avoir a rentrer ”

MESULOG a développé une couche d'abstraction matériel (dite HAL) multi
appareils, qui permet de ne pas impacter tout le systeme lorsque nous
remplagons du matériel et des instruments, il suffit de sélectionner le
nouveau driver. Outre l'expertise technique apportée par MESULOG, jai
beaucoup apprécié la volonté de MESULOG de favoriser notre autonomie.

/ Par Fabien de Barros (VOGO)
Mere!
-

Téléchargez I'article VOGO =»
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NI TestStand, un séquenceur de test prét a I'emploi:
* En R&D : Caractérisation, validation, design
* En Production : Conformité de produits, Test composants, sous-ensembles
* Produits électroniques, mécaniques ou logiciels

NI TestStand couvre I'ensemble du spectre du test de validation de produit :
* Diversité des produits et instrumentations (HAL, MAL...)
* Configuration de la séquence de test (PropertyLoader avec Excel)
e Réduction du développement par la réutilisation de code
* Intégration facile avec d'autres outils et langages
* Exécution distribuée et parallélisme (ProcessModel configurable)
* Rapport de test, base de données (MESULOG Custom Report Toolkit)
e Suivi de production (Virinco WATS)
 Débogage et déploiement simplifiés
* Collaboration entre équipes multi-profils (développeur, responsable produit, opérateur...)
* Qualité, rapidité, support NI, pérennité, solution éprouvée, réduction des codts
» Standardisation des procédures entreprise (gestion de Workflow, ordres de fabrication)
e Gestion des utilisateurs et sécurité
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QUESTIONS
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